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Введение. Современные технологии обработки и производства металлов требуют 

высокого уровня контроля качества, что делает дефектоскопию одной из ключевых задач в 

промышленности. Дефекты, такие как трещины, коррозия, включения, царапины и вмятины, 

снижают прочность и надежность изделий, что может привести к авариям, увеличению 

затрат на ремонт и экономическим потерям. Например, в аэрокосмической и автомобильной 

промышленности даже микроскопические дефекты могут иметь катастрофические 

последствия. В связи с этим разработка эффективных методов неразрушающего контроля 

становится все более актуальной. 

Системы технического зрения, основанные на алгоритмах обработки изображений и 

машинного обучения, открывают новые возможности для автоматизации дефектоскопии. 

Они позволяют не только обнаруживать дефекты с высокой точностью, но и 

классифицировать их, определяя размеры, форму, глубину и местоположение, что упрощает 

принятие решений о дальнейшей обработке изделий. Например, такие системы могут 

интегрироваться в производственные линии для автоматического отбраковки дефектных 

деталей или маркировки участков для последующего ремонта. 

 

Основная часть. В рамках исследования систем технического зрения, ориентированных 

на задачи дефектоскопии поверхности металлов, осуществлялся сравнительный анализ трех 

ключевых архитектур нейронных сетей: сверточных нейронных сетей (CNN), трансформеров 

(Transformers) и их гибридных модификаций.  Для оценки эффективности моделей 

использовались размеченные наборы данных, полученные из открытых источников, что 

позволяет провести объективное сравнение их характеристик по таким параметрам, как 

точность классификации, способность к локализации дефектов и обобщающая способность на 

новых данных.  

 

         Выводы. Проведен анализ различных архитектур нейронных сетей (для задач 

дефектоскопии поверхности металлов. Были обучены модели сематической сегментации 

 На основе их сравнения  
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